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摘要(译)

内窥镜装置包括：成像部分，包括：相位差检测元件，用于实现相位检
测自动聚焦;获取捕获图像;相位差计算部分，基于从相位差检测元件输出
的信号计算相位差，透镜位置选择部分基于相位差选择作为近点侧透镜
位置或远点侧透镜位置的透镜位置，近点侧透镜位置和远点侧透镜位置
是离散透镜预先设定的位置，以及将成像部分的透镜位置改变到由透镜
位置选择部分选择的透镜位置的驱动部分。
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